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ESPECTROMETROS EPSILON 3X

Desafiando as convencoes -
superando as expectativas

get insight



ESPECTROMETROS EPSILON 3X

Desempenho definitivo para elementos leves

Criados com base na experiéncia e no sucesso de seus
antecessores, os instrumentos Epsilon 3X sdo espectrometros
de fluorescéncia de raios X por energia dispersiva (EDXRF) de
bancada, equipados com os ultimos avancos na tecnologia

de excitacdo e detec¢do. Desenvolvidos para proporcionar
confiabilidade e operacao simples, eles apresentam
desempenho de andlise excelente, para toda a tabela periddica.

Aprimorados por varios médulos de softwares, para anélise
sem padrdes de ultima geracgao, tais como: analise de dleo,
identificacdo rapida via fingerprint, analise de multicamada
e conformidade regulamentar. Os espectrometros Epsilon 3%
sdo ferramentas analiticas acessiveis e altamente flexiveis,
adequadas para uma grande variedade de aplica¢oes.

Versoes Epsilon 3X e Epsilon 3XLE

e Alta sensibilidade por meio do design inteligente de

excitacdo e detec¢do

Lider de mercado no desempenho de elementos leves

Protecdo contra Raios-X assegurada pelo CNEN

Rastreabilidade total de dados

Conformidade regulamentar

Anédlise autdnoma de lotes

Suporte mundial on-line

Ferramentas analiticas altamente flexiveis adequadas

para uma grande variedade de aplicacdes:

- Epsilon 3X - usado para analise elementar (Na - Am)
em areas de P&D até controle de processos

- Epsilon 3XLE — usado para maior produtividade
de amostras com recursos de elementos leves
aprimorados e estendidos (C — Am)
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Analise elementar simples
e acessivel

A caracteriza¢do de material por meio da analise quimica
geralmente faz parte de uma atividade mais complexa
realizada por um pesquisador ou engenheiro de controle
de processo e qualidade. A simplicidade com a qual os
espectrometros Epsilon 3X podem ser operados, instalados e
mantidos libera o profissional para se concentrar em outras
tarefas importantes.

Analise em seu
proprio idioma
1. Carregue sua amostra

2. Selecione a aplicacao

3. Inserir informacgoes
relevantes das
amostras, se
necessario

4. Apenas clique
em Medir
W&
AE
Mesurer
Messung
Mesure

Pronto para qualquer Zmierzy¢
amostra Medida

Os espectrémetros Epsilon 3X podem lidar com uma MBVe_p"Tb
grande variedade de tipos de amostras; inclusive Meédir
sélidos, pds prensados e soltos, liquidos e filtros, que

variam de alguns miligramas a grandes volumes.
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Solucoes industriais

Plasticos e polimeros

e Compativel com ASTM F2617 (RoHS 2)

¢ Classificacdo de plasticos com FingerPrinting

¢ Elementos aditivos em padrdes certificados de polietileno (ADPOL)
e Solucoes dedicadas para aditivos e elementos toxicos em polimeros
e Contaminantes de metal pesado em padrdes certificados de

polietileno (TOXEL) e PVC

e Elementos toxicos restritos em padroes certificados de polietileno

(RoHS)

e Omnian para analise sem padrées de amostras desconhecidas

Ambiental

e Analise de solos contaminados

e Compostos inorganicos EPA 10 3-3 no ar ambiente
e Andlise de dguas residuais

e Omnian para analise sem padrdes de amostras

desconhecidas

Petroquimicos
Compativel com as normas relevantes da ASTM, I1SO e IP
Oil-Trace para misturas de combustivel-biocombustivel e
analise de metais de desgaste em 6leos lubrificantes
Padroes de 6leo e combustiveis certificados pela VHG Labs
Programa de Testes de Desempenho (Performance

Testing Program, PTP) on-line para resultados round robin
imediatos

Omnian para analise sem padrdes de amostras
desconhecidas

Farmacéutico

Compativel com USP <735> e <233>

Residuos de catalisadores e metais em API e excipientes

Analise de APROVACAO/REPROVACAO de drogas falsificadas com
FingerPrinting

Software de seguranca de dados aprimorado FDA CFR 21 Parte 11
Pacotes de quantificacdo de instalacdo e operacédo (IQ e OQ)
Omnian para analise sem padroes de amostras desconhecidas
Sistema de walk-up para varios usuarios
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Mineracao e minerais
e Rochas, minérios e nucleos de perfura¢do com altura maxima

da amostra de 10 cm

Beneficiamento mineral

Caracterizagdo de material com FingerPrinting

Pode ser automatizado para o controle de processo em linha
Omnian para analise sem padrdes de amostras desconhecidas

Materiais de construcao

e Compativel com a norma ASTM C114 e ISO 29581-2
Controle de processo e qualidade de cimento,
clinquer e matérias-primas
Anélise de combustiveis alternativos (AFR)
Padrdes de referéncia fundidos (CEMOXI)

y Pode ser automatizado para o controle de processo
' hﬁlﬂ'llll'll'y” em linha

Pesquisa e educacao
Quantifica qualquer tipo de amostra
Software Stratos para analises de multicamada
Caracterizacdo de material com FingerPrinting
Ferramenta ideal de educagao
Omnian para analise sem padrdes de amostras desconhecidas
Sistema de walk-up para varios usuarios

Metais

e Software Stratos para analises de multicamada

e Classificacdo de metais com FingerPrinting e relatérios de
APROVACAO/REPROVACAO

¢ Andlise ferrosa e nédo ferrosa

e Andlise de escoria

e Omnian para analise sem padrdes de amostras desconhecidas

Alimentos e cosméticos
Quantificacdo de nutrientes

Controle de processo de alimentos, alimenta¢do para animais e cosméticos
Quantificacdo robusta e precisa do leite em po

Anélise de APROVACAO/REPROVACAO dos produtos recebidos com FingerPrinting
Software de seguranca de dados aprimorado FDA CFR 21 Parte 11

Omnian para analise sem padroes de amostras desconhecidas
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Opcoes de software dedicadas do setor

m OMNIAN

Analise sem padroes avancada

O poderoso software Omnian da PANalytical é ideal quando
ndo ha nenhuma calibracdo convencional estabelecida

para materiais que exijam andlise. Quando confrontados
com amostras ou materiais ndo de rotina para os quais ndo
ha materiais de referéncia certificados, o Omnian fornece
excelente visdo da composicdo elementar.

Projetado para oferecer quantificagdo rapida e confiavel, o
algoritmo de parametros fundamentais avancados (FP) do
Omnian lida automaticamente com os desafios analiticos
impostos pelas amostras de tipos amplamente diferentes.

Tipo de material conhecido _il
Estratégia de
anélisy

B

Calibracac
convencion

Oil-Trace

O Qil-Trace é um pacote inovador para os desafios frequente-
mente enfrentados na analise de dleos e petroquimicos.

O Oil-Trace oferece uma solucdo universal para uma variedade
de elementos em uma ampla gama de misturas de combustivel-
-biocombustivel para 6leos lubrificantes novos e usados.

Os analistas se beneficiam com uma simplificacdo da manuten-
¢do da aplicagdo e procedimento analitico, e com a economia
de custos decorrente do uso de padrdes simples e relativamente
baratos.

-—
-—
-

STRATOS

O modulo Stratos inclui um algoritmo que permite a
determinacdo simultanea da composi¢do quimica e da
espessura dos materiais em camadas. O software oferece
um meio rapido, simples e ndo destrutivo de andlise

de revestimentos, camadas de superficie e estruturas
multicamada.

Resultados precisos sdo obtidos com o uso de padrdes
em massa convencionais ou amostras de referéncia cuja
composicao e estrutura de camada diferem daquelas dos
desconhecidos.

FingerPrint

FINGERPRINT

O FingerPrint é uma rotina de confirmacao de tipo de material
que usa uma analise estatistica rapida do espectro de uma
simples resposta Sim/N&o. A rotina FingerPrint também pode
ser usada para determinacdo de composi¢do convencional e
para uma analise de diagndstico mais completa.

Seguranca de dados 1

aprimorada

DATA SECURITY

Para ambientes intensamente regulados, como a industria
farmacéutica, a instalagdo e a operacao de espectrometros
Epsilon 3X sdo rigorosamente prescritas, e 0 manuseio de
software e a seguranca de dados estdo em conformidade com
os requisitos dos regulamentos FDA CFR 21 Parte 11.
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Melhora do desempenho com o impulso

da tecnologia

Com a combinacdo da mais recente tecnologia de excita¢ao e
deteccdo com um design inteligente, o desempenho analitico
do Epsilon 3XLE se aproxima ao de espectrometros maiores e
mais poderosos. A excitacao seletiva e a associacao cuidadosa
da saida do tubo de raios-X aos recursos do sistema de
deteccdo sustentam o desempenho do sistema.

Excitacao

Um tubo de raios-X ceramico-metalico de alto desempenho foi
desenvolvido especialmente para os espectrometros Epsilon 3%
na fabrica de tubos da PANalytical. Uma opcdo de materiais de
anodos (Rh, Ag ou Mo), configurac¢des de tenséo flexiveis de
4,0 a 50 kV e uma configuracdo de corrente maxima de

3,0 mA podem ser usadas para definir condi¢des ideais de
excitacdo especificas de aplicacdo na tabela periddica.

Deteccéo

Os espectréometros Epsilon 3X sédo equipados com a tecnologia
mais recente de detector de silicon drift. A eletrénica de
redefinicdo de pulso oferece uma capacidade de taxa de
contagem linear de mais de 200.000 cps e uma resolucéo
independente de taxa de contagem geralmente melhor do
que 135 eV para melhor separacdo de linhas analiticas no
espectro.

O detector de silicon drift SDDVltra ajustado no Epsilon 3XLE
permite a andlise de elemento ultraleve até mesmo de
carbono, nitrogénio e oxigénio.

Vantagens do XRF

A Espectroscopia XRF néo exige a dissolucdo da amostra.
Ao evitar o potencial de imprecisdes causadas pela
dissolucdo incompleta, a analise completa oferecida pelo
XRF ajuda a assegurar a precisao e a confiabilidade dos
resultados.

Nao destrutivo

Adequado para sélidos, liquidos e pds

Preparo de amostra simples, rapido e seguro

Dados precisos e altamente reproduziveis

N&o é necessario recalibrar diariamente

Ampla gama de concentracdo analitica (de alguns ppm
a 100%)

Custos de operacdo muito baixos

e Andlise precisa e confiavel

Desempenho
do WDXRF de
alta poténcia

Desempenho
do WDXRF de
baixa poténcia

! MiniPal 4
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Pico fluorescente bem definido de 85% de carbono em uma amostra de poli-
mero. Janelas ultrafinas tanto no tubo de raios-X quanto no detector possibili-
tam a andlise de carbono, nitrogénio, oxigénio e flior com o Epsilon 3XLE,

Intensidade corrigida
1
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Anadlise de flior em fluorita, preparado como amostras fundidas (10:1)
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Preparo de amostra rapido e facil

Em comparacao com outras técnicas analiticas, o XRF requer
pouco ou nenhum preparo de amostra.

Os espectrometros Epsilon 3X podem lidar com uma grande
variedade de tipos de amostras, que vdo de alguns miligramas
a amostras em massa maiores. As amostras podem ser medidas
como:

e Solidos e Pastas

e P6s prensados e Granulos

¢ Pos soltos e Filtros

e Liquidos e Filmes e revestimentos

e Amostras fundidas

Dados precisos sao obtidos por meio do processamento
avancado de espectro e algoritmos de correcao e
quantificacdo modernos.

¢ Intensidades precisas por meio de desenrolamento de
espectro ndo correspondente

¢ Sobreposicdo de linha automatica e corre¢des de matriz

e Leitura de temperatura constante e sensores de pressdo do
ar no software

e Configuracdo de aplicacdo facil e otimizador de condicdo

e Software em Portugués

Amostras maiores

Medir amostras ndo
preparadas, objetos
grandes de forma
irregular - em completa
seguranca - sem raios X
de alta energia de fonte
aberta
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Acesso a expertise PANassist

Com a maior rede de servicos, podemos oferecer o pacote de O PANassist fornece suporte remoto

suporte mais abrangente possivel. rapido, seguro e confiavel. Onde
quer que vocé esteja no mundo, nés

Expertise: podemos solucionar problemas e

e Treinamento no local monitorar o desempenho dos seus

e Custos de treinamento em XRF espectrometros Epsilon 3X.

e Otimizacdo do desempenho

e Programas de aplica¢des personalizaveis Nos oferecemos:

e Assisténcia com padronizacdo de varios laboratérios ¢ Dados de diagnostico remoto

detalhados

e Espectro em tempo real

Monitoramento remoto

Suporte de aplicagdes

Histérico de registros

Analise de desempenho

Atualizacoes de firmware remoto

¢ Interface para um sistema de
monitoramento de desempenho
mundial

PANalytical

A PANalytical é um dos principais fornecedores mundiais de instrumentacdo analitica e software para difracdo de raios X (DRX)
e espectrometria de fluorecéncia de raios X (FRX). O equipamento de caracterizacdo de materiais é utilizado para investigacao
cientifica e desenvolvimento, para aplica¢des de controle de processos industriais e de metrologia de semi condutores.

Durante a ultima década, a PANalytical adicionou uma variedade de outras técnicas de analise ao seu portfélio de produtos.
Espectrometria de Emissao optica (OBLF GmbH, Alemanha), ativagao pulsada de néutrons rapido térmicos (SODERN, Franca)
e de infravermelho préximo (ASD Inc.), capacidades que juntamente com a DRX e FRX podem oferecer aos clientes solu¢des
analiticas sob medida para a caracterizacdo de uma vasta gama de produtos, tais como cimento, metais, nanomateriais,
polimeros e muito mais.

A sede da PANalytical esta localizada em Almelo, na Holanda. Laboratérios de aplicacdo totalmente equipados estdo
estabelecidos no Japéao, China, EUA, Holanda e Brasil. As atividades de pesquisa da PANalytical estdo baseadas em Almelo (NL)
e no campus da Universidade Sussex, em Brighton (Reino Unido). Centros de abastecimento e competéncia estdo localizados em
dois locais nos Paises Baixos: Almelo (desenvolvimento e producdo de instrumentos de raios-X) e Eindhoven (desenvolvimento e
producdo de tubos e raios-X) e em Boulder, nos EUA (desenvolvimento e producdo de instrumentos de infravermelho préximo).
A rede de vendas e servicos estd em mais de 60 paises e garante niveis incomparaveis de suporte ao cliente.

A empresa é certificada de acordo com as normas ISO 9001 e ISO 14001.

Visite nosso website em www.panalytical.com para mais informacoes sobre nossas atividades.

A PANalytical faz parte da Spectris plc.

G Io ba I ) Local PANalytical B.V. Brasil e América Latina Europa, Oriente Médio e
Lelyweg 1, 7602 EA Almelo Spectris do Brasil Instr. Africa
P.O. Box 13, 7600 AA Almelo Eletron. Ltda. T +31(0) 546 834 444
Holanda Div. PANalytical F +31 (0) 546 834 499
T +31 (0) 546 534 444 Rua Laguna, 276
F +31 (0) 546 534 598 04728-000 S&o Paulo — SP Asia Pacifico
info@panalytical.com T+551151888183/8185/ T +65 67412868
www.panalytical.com 8190 F +65 67412166

F+55 1151815824
brasil@panalytical.com

www.panalytical.com/epsilon3Xspectrometers

Embora muita atencao seja dispensada com o intuito de garantir a exatidao das informacdes aqui apresentadas, elas ndo devem ser
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